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纤锌矿GaN薄膜光学性质的研究 
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摘要  在测试大量纤锌矿GaN外延薄膜透射光谱基础上,通过对有代表性的四个样品的透射光谱进行拟合,获取了
GaN外延薄膜的光学常量并计算了薄膜厚度.结果表明:GaN外延薄膜的折射率差异较小,但在370～800 nm波长范围
内消光系数差异很大,GaN薄膜的消光系数差异在一定程度上可用以评价外延薄膜的质量. 

关键词   GaN   透射光谱   折射率   消光系数    

分类号 TN304.2   

 通讯作者  李雪  lixue@mail.sitp.ac.cn    

 

 

 

 

 

 

 
 

 


